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ES IFICACION TE SIRELALOS POr RAYOS X 

= NA => 

Georctría da crintelez. Petfísulos idtrensioneles; retículos de 
treslación; rotículos trictrensionsles. notfculos de Eravalss 

Grupos de puntos; grupos espacislos. Sinctrts tcacroscónica y et- 

ercecópica. 

7 Vaturaloza de los rayos Xa Procueción de rayos Xa Fadlación con= 

tínua y caractorfatica. ¿rincipalea tipos de tubos le rayon Xe 

Lorcitudos de onda de los rayos X. Fefracción y absorción Ce los 

rayos Xo Líc1to de Duane=Eiunte ilecctón de la relación. 

lifracción de rayon le Ucoretría de difracción. Tifracción por 
una fila Co Étocog. nifracción por un reifeulo cristalinao. Con. 
diciones dí difracción de Lauc. Ley de iragze Crícnes de Glfras 

ccióne Ietículo recíprocos selación de los erpaciacos interplas 

rares con la seoretría de la celda. 

vétotos de cristel Únicos Película plena y cllfnérica, polfcula 

fíja y rovitle. Tisrraras de cristal e iretorio. Crientación del 

eristeal secín un deterrinado eje de giro (eje cristalino o 1f- 

nea de retículo). Deterrinsción del período ác 1dentidal. Dotar 

rinación de los Índices, diversos £tocos, uso do la carta de 

Bernol» Dlocraras de oscilación. kelacións cor la otretría erig- 

talíra. Loy Co priedel, Putarrtraciónxes 

rétodo Lebye="cherrer. Tipos de cárares. Cencetría do lan córa- 
rage Liferneteos posiciones ds ls pelfcula con respecto al hoz 

de rayos Xe ¡ciátelón de loa Énculos de IYBEZ> Leterrinación €s 

los especiaces £e Colocación de Índices en el pietera cóbicoz 

rétocos gráficos y analíticos. Leterriarción de la cclés unidad. 

Colocación da los freices en los eleteras tererornel y hexagonal; 
sétodos gráficos y analíticos. Colocactén cc Índices en los 81a- 

teras rérbico y ronacifnico. 
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6. Toterninación precisa do na congtentes reticularor. Frrores 

en la nedictón €e los espactacos de £baorción y refracción. 

Errores siste áticos. ótodos precisos de redictóna Éi0to 

Strau:anig. 3$todog de extrapoclación. 

ón. Intensidad sbsoluta y relativa. Fac- br
o Te» intergidad de Síilrecc 

tores que afectan la intensidad de difracción: factores EM 

trlcns; Zeciores fívicod. “eltción de intensidades; por foto» 

retría.y por estinación visual. Lecalas €e intensidad y €u 

preparación. ifectes especiales de Atíusión y diiracción. 

do» Identificación de sustenctas por el rátodo €s polvo. 1¿rá]1n1s 

cuslitatiro. leterntneación to Ieses otrermMléricas. 511 nistera 

Aá3T" y eu eplicación prácticas. ¿Leoreca y lírites del nótodo. 

Se» Difractocotría de contactor. Trinciplos y usos ¿cl =ótodo. Frine 
ciplo feccótrico del sontéretro de difracción: nistora de coli. 

cación. Ubos detectores; tubo Celgor=: Uller. ¡ócnica de regletro 

y de conmador. Preparación €: la suestra. 

10.0 Anaíltalo cuenttt Llvoz aspectos generales. ¿lonnces y límites 

del rétolo. vezclas de dos cosponentes; rerclas de n ecorponentes 

A vétoso de las acictonea concstdas. ?Étoto del standard interno. Prep 
reparación de patrones y de la curva de cal:bración:. 

Vo identificación Ce arcillas rediante ¿ifractoretrín. Principios 

en que se basas irincipio fundacentel de la eniruciura crinia- 

lina de los rineralos arcillosos3 silicatlos lar inaros. Siete» 

rática de los ullicatos de Friecrich Lichan. 

1l2a- Identificación de los rincrales arcilicaces grupos de los 080 

lines; zontrorillonitas; nicas; cloritas. Prepereción ee las 

fuestras; cuestras orlenteacas y ro orientadas. ¿rálisis cuall- 

tativo 3 <ldcances y 1fÍc.1tes del nátoto. Análisis cuentí tivo; 

alcances y lícttes del rótodos 
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